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Logiciel de Microscopie Pixelink μScope Standard

Caractéristiques du produit

Conformité réglementaire

� Afficher tous les 24 produits de la même famille.

Stock #68-158 

- 1 +
 

� 3-4 JOURS

€1.035
,00

AJOUT ER AU PANIER

Qté 1+
€1.035,00

Prix sur Quantité 
Demande de Devis

 Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

SPÉCIFICATIONS

Type:
Camera Accessory

Tous les Produits Caméras Caméras USB Caméras de Microscope Pixelink  M-Series®

  Français ⌄⌄ EUR ⌄⌄ Contact

http://www.edmundoptics.fr/contact-support/
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Capteurs haute résolution jusqu'à 20 mégapixels
Logiciel de capture Pixelink  inclus
Facteur de forme compacte
Logiciel de microscopie μScope à trois niveaux en option

Les Caméras de Microscope Pixelink  de la série M offrent des capacités d'imagerie rentables et de haute résolution pour la microscopie à fond clair et à fond noir. Ces caméras sont conçues pour capturer des images
haute résolution allant jusqu'à 20 MP et sont disponibles avec différentes tailles de capteurs et taux d'images. Elles comprennent un câble USB 3.0 et le logiciel de capture Pixelink , ce qui facilite leur intégration dans les
systèmes de microscopie existants dans divers laboratoires. Le logiciel de microscopie μScope à trois niveaux (Essentials, Standard, Professional), disponible en option, offre des fonctionnalités avancées ciblées sur la
microscopie et des outils de mesure tels que la mesure en direct, la capture à intervalles de temps et la comparaison d'images en direct. Les Caméras de Microscope Pixelink  M-Series sont idéales pour les applications
exigeantes nécessitant une imagerie haute résolution et à faible bruit, notamment les sciences de la vie, la métrologie et l'imagerie médicale.

Remarque : Logiciel de capture Pixelink  disponible en téléchargement. Câble USB 3.0 inclus.

RoHS 2015:
Conforme

Reach 224:
Conforme

Certificate of Conformance:
Visionner

DESCRIPTION PRODUIT
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https://storage.googleapis.com/files.pixelink.com/latest/Pixelink_Capture.exe
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